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摘要(译)

一种超声波诊断装置，包括：超声波探头，用于向对象发送超声波和从
对象接收超声波，穿刺适配器，被配置为固定到超声波探头并且用于保
持穿刺针，其中，穿刺适配器具有相对于超声波探头可移动的移动部件
具有穿刺针和设置在超声波探头上的传感器，并且被配置为检测移动部
件的位置。当穿刺针相对于探针移动时，可移动部分相对于探针相应地
移动，并且传感器检测可移动部分以及因此穿刺针的移动。
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